: mas) CENTRO. DE-INVESTIGACION

. 35,000 m?2
WwWw.cimav.edu.mx



(W) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigacion del Sistema CONACYT:

= Materiales Avanzados
= Ciencia y Tecnologia Ambiental

Fundado:
= Octubre 1994 (22 afios)

Programas Académicos
Doctorados y Maestrias en Materiales,
Nanotecnologia y Medio Ambiente

Localizacion
Chihuahua, Chih.

Unidades

=Monterrey, N.L. (Unidad)

=Durango (Unidad)

=Ciudad Juérez, Chih. (Oficina de Contacto)

Origen de recursos:
= CONACYT (Gobierno Federal) (70 %)
= Industria (Investigacion por Contrato) (30 %)




(W) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C. Pe rsonal

El CIMAV cuenta con personal altamente
especializado y de alto nivel academico
(Doctores y Maestros), se caracteriza por contar
con el mayor numero de Doctores adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
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Personal Cientifico y Tecnolégico (PCyT)
Grado Académico

ld Doctorado 146

| Maestria

140

(= | Licenciatura

120 il Técnico

g o Total de Empleados en
100 | ciMAV 203

60 —

41
40

20

2016
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Medio Ambiente
y Energia

Departamentos

Ingenieriay
Quimica de
Materiales

Metalurgia e
Integridad
Estructural

Fisica de
Materiales
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Qimica de Superficies
Superfricies Multifuncionales
Materiales Nanoestructurados
Superficies Inteligentes

Termogquimica
Termoquimica para Hidrégeno

Polimeros

Materiales poliméricos de alto desempefio
Sensores poliméricos nanoestructurados




(cunau) Centro de Investigacién en Materiales Avanzados, S.C. Dpto. de Fisica de Materiales

Materiales Magnéticos
Refrigerador Magnético

Materiales Nanoestructurados
Nanoestructuras funcionales

Materiales Compuestos
Materiales funcionales

Propiedades Opticas de Materiales
Nanofoténica




(cmw) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.c. Dpto. de Metalurgia e Integridad Estructural

Materiales Metalicos, Compuestos y
Nanoestructurados para la Industria
Automotriz, Aeronauticay
Aeroespacial.

Deterioro de Materiales y
Recubrimientos

Modelacion del Comportamiento de
Materiales y Procesos Industriales

y

,/1""‘"
Y <
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Control de la Contaminacion

Agua (tecnologia/monitoreo)
Residuos/suelo (manejo integral)
Aire (Monitoreo/Modelacién)

Cambio Climatico
Planes de adaptacion (politicas)
Modelos de dispersion

Energias Renovables
Termosolar
Celdas Solares
Bioenergia

Nanobiotecnologia
Funcionalizaciéon de nanomateriales

para aplicaciones médicas
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Dr. homas F. Christian
Director for the AFOSR

Vinculacién Internacional

Continuacion de colaboracion del 2006 a la fecha con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a

través de la Oficina de Investigacion Cientifica, AFOSR
(Air Force Office of Scientific Research)

v' Actualmente se tiene un proyecto en materia de Refrigeracion Magnética
v' Dos proyectos mas en revisién

Posted 11/21/2014

-----------------------------
LRAD t HECOVER | DEVELOR | GELEN

AFBLYS) :

AFOSR

Dr. Ken Goretta

Program Officer AFOSR

Invitacion:

AFOSR: WINDOW ON SCIENCE (WOS)

Printable Fact Sheet




(W) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C. ProyeCtOS de InveStlgaCIOn y Desarrollo

Reforzamiento de aleaciones de aluminio mediante la
dispersion de nanoparticulas

Oxidacion a alta temperatura de superaleaciones y
compuestos intermetalicos

Delaminacion de materiales compuestos

Desarrollo, caracterizacion y modelado de electrodos para
aplicaciones en electronicos flexibles.

4 Proyectos de investigacion

fondeados por 4 anos

,//‘!
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Desarrollo de un software para el analisis estructural de
sistemas de sujecion de lineas eléctricas en aviones
comerciales.

Nueva aleacion de aluminio y software para el analisis
estructural de lineas hidraulicas y sus sistemas de sujecion
en aviones comerciales.

= Software para el analisis estructural de fuselajes
‘, SAFRAN de aviones comerciales.

Labinal
= Disefio dinamico de soporte, con materiales
nanoestructurados para aplicacion en asientos
de avion.

ZODIAC E » Desarrollo de materiales para reduccion de peso « ¢
AEROSPACE y sistema embebido con disipacion de calor para h$

un sistema de vuelo.




(W) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C.

« Disefno de un prototipo de sistema de sujecion para
procesos de mecanizado de alta precision.

« Revestimiento para el desarrollo de asientos en el ALTAae%s%aE\‘
sector aeroespacial con propiedades retardantes de
flama y antimanchas.

« Nuevo moédulo para el software STRESSLAB para el
analisis estructural de fuselajes de aviones
comerciales.

. « Desarrollo de proceso validado para la fabricacion
snlsa de bujes para el sistema de vuelo de aeronaves.

A.ﬁmﬁpaf;e ASS100Em &
The best in customer satisfaction « Formulaciéon de adhesivos sostenibles utilizados en
cojines de espuma de poliuretano.
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Contratos en CIMAV con empresas del ramo Aeroespacial

« Altaser Aerospace - Safran Labinal

« Arnprior Aerospace Inc. * Textron Bell

« CAV Aerospace « The Atlas Group

« Cessna « The Nordam Group
» Fokker « TigHitco

« Hawker Beechcraft « Zodiac Air Cruises
- Honeywell Aerospace  * Zodiac Amfuel

« Kaman Aerospace  Zodiac Icore

« Manoir Industries  Zodiac IDD

« Metal Finishing Co.  Zodiac Weber

* Precision Omega « EZAir

« SOISA + Kilgour Altaser
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Servicios y Proyectos

425 — Clientes en 2016
1320 — Servicios Técnicos y de Andlisis
44 — Proyectos Basicos y Aplicados de I1+D

<
L

Empresas Nacionales
Medianay Grande

Industria de Manufactura
(Maquiladora)

Micro y Pequeia

Empresa
{
k\
Sector Publico e y i \\ﬁ
Institucional 1
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CIMAYV, Institucion lider en Nanotecnologia nan.TPC| i

_aboratorio [lacional de [lanotecnologia

0L0QI¢
. Cluster de Nanotecnologia
..... % J Estado de Nuevo Ledn g[ 25 proyeCtOS
03:._ . .
i industriales en
,..CONACYT Nanotecnologia

—

2
RedNyN

http://nanotecnologia.mx

CBM®NANO

centro virtual Brasilefio-mexicano pe nanotecnotogia

http://cbmnano.cimav.edu.mx Incubadora de Nanotecnologia

México
Argentina
e Brasil
¢ Chile
pan-american * Colombia
nanntorhnulugy EUA
network CostaRica

. Estados Unidos | ¥

¢ Uruguay | &

e Venezuela | “\
"AiE L

hitp://pnn.cimav.edu.mx

SRE

Misién de México
ame fas
Comunidades Europeas

Coordinated Call EU/México
(Latin America)

North American (‘
@ Nanotechnology Cluster )


http://pnn.cimav.edu.mx/
http://pnn.cimav.edu.mx/

@ Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C. CO I ab O raC | é n I n t er n aC | O n al

= Center for Integrated Nanotechnologies [ CINT | jointly operated
by Sandia National Laboratories [ SNL ] and
Los Alamos National Laboratory [ LANL ]

U.S. — Air Force Office of Scientific Research [ AFOSR |

= U.S. - Army Research Laboratory [ USARL ]

/ [} WHaT S7ARTS HERE CHANGES THE WORLD
‘

_' THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

= University of Texas at Austin [ UT Austin ]
= University of Texas at Dallas [ UT Dallas] DALLAS
= University of Texas at San Antonio [ UTSA |

= JEY UNIVERSITY AT ALBANY
= State University of New York at Albany [ SUNY | A\ St Universty o Now Yos

= Arizona State University [ ASU | \ﬁ'!ﬂ

UNIVERSITY

SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME

= European Union — Seventh Framework Programme [ 7FP ]

= Chalmers University of Technology [ CHALMERS |

= Korean Institute of Ceramic Engineering and Technology [KICET]

= Brazil / Mexico Bi-National Nanotechnology
Laboratory :




(W) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C. AC red | taC IoNnes

emia ® 6 Laboratorios Acreditados
+ Eléctrica (Metrologia)

entidad mexicana - Temperatura (Metrologia)
gle CCeEbR Cis »Presién (Metrologia)
ISO IEC 17025:2005 - Dimensional (Metrologia)

» Masa (Metrologia)

« Andlisis Quimicos

- Calidad del Aire

+» Corrosion y Proteccion
+ Residuos

Acreditatos por Nadcap bajo + Pruebas Mecanicas

estandares aeroeSpaCIaI & Total - 46 Métodos de Pruebas y Calibracion

Acreditad.
« Analisis Quimicos (AC7101/2) o TR
» Corrosion & Proteccién (AC7101/6)  Nuestros servicios de Metrologiason «

) »
trazables a patrones Internacionales | k%\




(W) Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C.

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S. C.

Ave Miguel de Cervantes #120
Chihuahua, CHIHUAHUA 31136
Mexico

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as

listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the
time of the audit for:

Materials Testing

Certificate Number: 10682168108 2 ;

Expiration Date: 31 July 2017 ]OSt’pl,1 G. Pinto
Executive Vice President and Chief Operating Officer

A ,,
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Servicios
Especializados
i de Laboratorio .
Transferencia de Capacitacion y
Tecnologia Apoyo

gramas de
Ion Contin
Técnico

Blitesis, A
acion, analisisy
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Sintesis de Nanoparticulas Sintesis de NTC

|
!Lﬁ- -
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NeNeleCh

Laboratorio Nacional de Nanotecnologia

JEOL-2200FS HR-FE-TEM PHILIPS CM-200 TEM

e STEM Resoluciéon: 0.08nm * Resolucion 0.20 nm
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NaNeleCh

Laboratorio Nacional de Nanotecnologia

JEOL-7401F FE-SEM Nova 200 NanoSEM JSM 5800-LV SEM
HR-FE-SEM

. Resolucién: 1.0 nm  Resoluciéon: 1.0 nm  Resoluciéon: 3.0 nm
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NaNeleCh

Laboratorio Macional de Nanotecnologia

JEOL-9320 FIB System

. Resolucion: 5.0 nm

Infraestructura Experimental

Preparacion de Muestras

Cross Section Polisher

* Plasma Etching (Ar)
« Voltaje 2,4,6kV
« Velocidad 1.3 pm / min
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Thermo Jarroll Ash IRIS / AP

Inductive Couple Plasma (ICP) Parts per Million
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WPW 790 srghu g

Fluorescence X- Ray (XRF)

\TF""’ '

-T-![—'-

PANAnalytical X-Pert (XRD) Diffraction
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Cromatografos de gases

Reactores Quimicos
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Salt Spray Fog Cyclic Chamber for Corrosion Testing
several atmospheres (O,, SO,, CI, etc.)

UV Accelerated Weathering i
Tester
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VSM Magnetometer
2.5 Tesla

E --- :,“ T - D
| Kt
= -.-[&‘u:l

Impedance and Network Analyzers
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Magnatron Sputtering

Physical Properties Measurement System (PPMS)
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Optical Comparator (Dimensional Multimeter Equipment for |
Measurements) Electrical Calibrationsq.



@ Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C. Eq ui POS de Pruebas Mecanicas

Impact Testing Universal Machines 1\
(tension, compression, fatigue). Load capaC|ty : -
5,10 and 50 Tons
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NE@RI BROSS)

_l O\ (1

Negri Bossi V55-200 — Plastic Injection Molding
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Perkin Elmer
FTIR (Infrared) Microscopy

R
anRmne-

Beutelspacher Extrud

TMA Q400 TA Instruments
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Graclas!




